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究極の網羅的解析
日々の分析に革新的なテクノロジーを 



ACQUITY UPLC H-Class システムと Xevo G2-XS QTof

サンプルの詳細をより正確に解析したい科学者にも、結果

のフィードバックの期限が差し迫ったラボマネージャー

にも、Xevo® G2-XS QTofは究極のソリューションです。

高性能ベンチトップ型 Qtof である Xevo® G2-XS Qtof は、

最高品質の網羅的解析を容易に可能にします。その結果、

正確な決定を迅速に下すことができるようになります。強

力な基盤技術が、業界トップクラスの分離およびインフォマ

ティクスソリューションとシームレスに統合されています。

変化するニーズに対応する柔軟性と共に、実績のある堅牢

性、信頼性、および分析時間の大幅な短縮に、ラボの業務

は飛躍的に効率化され、生産性が向上します。

Xevo G2-XS QTofは、その直感的なユーザーインターフェー

スおよび、セットアップ機能の自動化によって、専門家に

も初心者にも同様に使いやすく、システムが常に最良の

状態で稼動していることを確信できます。

極限の高感度、究極の高分解能、強力なソリューシ  ョン



[ XEVO G2-XS QTOF ]

上段：高速スキャン測定における質量分解能（ FWHM）40,000以上
中段：選択イオンクロマトグラムにおける 10%ピーク高さにおけるピーク幅が 1.5秒
下段：30スペクトル /秒で取得された UPLC /MS ベースピーククロマトグラム
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分解能（ F WHM）＞40,000

30スペクトル /秒

 

10 %高さで
1.5秒のピーク幅

ENGINEERED SIMPLICITY
多用途に対応するシステムと、シンプルな操作を両立さ
せることで、常に最高の性能を引き出せる設計 

高性能 

StepWave™ 
高い堅牢性および再現性、トップクラスの感度を実現する
独自のオフアクシスイオン源テクノロジー

XSコリジョンセル
イオン透過率およびイオンフォーカシングに優れたコリ
ジョンセルテクノロジーが、感度と分解能の向上を実現

QuanTof ™ テクノロジー 
ウォーターズの業界トップの分離ソリューションとシーム
レスに適合するよう設計されたダイナミックレンジ、データ
取り込み速度および定量機能

UPLC /TofMRM 
イオン透過率に優れた XSコリジョンセルとプッシャー
制御におけるエレクトロニクスの革新的なテクノロジーが、
ターゲット定量における検出限界を大幅に向上

UPLC /MSE 
複雑なサンプルも 1回のシンプルな測定で網羅的な情報
取得を可能にするウォーターズ独自（特許取得済み）の
データ取得法

UPLC/FastDDA
既知化合物の確認および未知化合物の特性解析における自
動化されたインテリジェントな高速データ取得法。1秒当
たり最大 30の高品質精密質量 MS/MSスペクトルを取得。

多用性 

ユニバーサルイオン源アーキテクチャ 
様々なアプリケーションに対応可能な幅広いイオン源ラ
インアップ

操作の簡便性

システムソリューション 
多用途に対応するシステムと、シンプルな操作を両立さ
せることで、常に最高の性能を引き出せる設計

IntelliStart™ テクノロジー 
システム性能を最大限まで引き出し、高い再現性のある
結果を保証

高速スキャンと高分解能データ取得を両立

極限の高感度、究極の高分解能、強力なソリューシ  ョン



セグメント化四重極

複雑なサンプルに対して、すべての対象成分において、意味のある定量・定性 MSデータを取得

することが困難な場合が多々あります。データ取得の成功は、一般的にイオンの検出能力、

また、それらイオンを類似するm/zの他のイオンから分離する分解能によって決まります。

Xevo G2-XS QTofを用いることで、トップクラスの感度により、これまでに検出

が困難であった低濃度レベルの成分検出が可能になります。また、各成分

の有意なデータを取得するために、フルスキャンデータ取得における

質量分解能を大幅に向上し、異なる成分を互いに識別する能力を

強化します。

10スペクトル /秒で取得された UPLC/MS クロマトグラム。XSコリジョンセルは、
シグナル強度を大幅に増加させ、同時にシャープな UPLC ピークに必要な高速
データ取得、および潜在的な干渉シグナルとの分離に必要な質量分解能を維持
します。

XSコリジョンセルは、Tofプッシャー部に導入するイオンを正確

に制御されたイオンビームに収束させるため、イオン透過性が

向上し、感度と分解能の双方が同時に向上します。詳細は XS コリ

ジョンセル ホワイトペーパー、飛行時間型質量分析計の感度と

分解能向上（720005071en）をご覧ください。
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同じ分解能で15倍以上
 

分解能＞20000 
F WHM @       195 m/z  

感度 15倍以上でより多くの化合物を検出



限られたサンプルと要求の厳しい分析実験に対応するには、可能な限り高いシステムの感度を

実現し維持する必要があります。それ自体が困難なことであり、多くの複雑なサンプルを

分析した後は、汚染により感度が損なわれるため更なる困難が伴います。

Xevo G2-XS QTofにおける MSシグナルは、以前の高感度機種のイオン源設計から

得られるシグナルと比較しても、飛躍的に向上しています。同時に、重要な

ハードウェアコンポーネントは、長期的にクリーンな状態を維持する

ことが可能であり、連続分析における結果の再現性がより高まり、

ラボの生産性が向上します。
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除タンパク血漿にベラパミルをスパイクし、UPLC/MSデータを 10
スペクトル /秒で取得。同一試料を 500回注入した連続分析における
11回分のデータを抜粋した際、そのピーク面積の相対標準偏差は
5 %以内。

1stステージ

2ndステージ

収束された
イオンビーム

T-Waveデバイスの結合

中性物質の除去

性能を損なうことなく、実現した最高の堅牢性

StepWave イオン光学系は、日常的なメンテナンスを最小限にすると

同時に、装置の感度を最大化します。潜在的汚染物質を積極的にフィ

ルタリングし、イオン源から導入されるイオンを最高効率で輸送し

ます。詳細は STEP WAV E -高感度と堅牢性の両方を実現するイオン輸

送光学系（720004175JA）をご覧ください。

少ないダウンタイムで再現性ある結果



[ XEVO G2-XS QTOF ]

サンプル中の異なる成分の濃度レベルが大きく異なる場合であっ

ても、それぞれのピーク面積と精密質量の双方を正確に測定する

ことが必要とされます。最大限の効率と生産性を得るには、これを

1回の分析で可能な限り迅速に行う必要があります。

Xevo G2-XS QTof を用いると、質量分解能とスキャン速度が完全

に独立しているため、最も複雑なサンプルマトリックスから得ら

れる最も狭いピークに対しても、MSの性能を損なうことなく同定

および定量することができます。MSは、ウォーターズの業界トップ

の分離ソリューションとシームレスに融合されるため、最も困難

な科学的課題に対処するための強力な分析システムとなります。

質量誤差＜1 ppm で高められる信頼
繰り返し数 m/z 質量誤差 (ppm)

1 235.1811 0.4

50 235.1812 0.9

100 235.1812 0.9

150 235.1812 0.9

200 235.1810 0.0

250 235.1811 0.4

300 235.1811 0.4

350 235.1812 0.9

400 235.1810 0.0

450 235.1810 0.0

500 235.1811 0.4
除タンパク血漿にリドカインを添加し、UPLC/MSデータを 10スペクトル /秒で
取得。元素組成 C14 H23 N2O のプロトン付加イオンの m/zの理論値は 235.1810。
同一試料を 500回注入した連続分析における 11回分のデータを抜粋した際、
質量誤差は 0.6ppm以内。 

QuanTofにおいて、革新的な設計のイオン検出システムが加わる

ことで、感度は強化され、卓越した質量分解能とダイナミック

レンジが実現されます。その結果として、高い水準の定量性能、

質量精度および分析速度を同時に提供します。詳細は QuanTof, 

High-Resolution, Accurate-Mass, Quantitative oaTof MS Technology

（720004545en）をご覧ください。
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性能を損なうことなく、実現した最高の堅牢性



UPLC/Tof-MRM

ターゲット定量分析における最大の課題の 1つは、多くの複雑な

マトリックス中で、分析対象成分を可能な限り低い濃度レベルま

で正確かつ精密に定量することです。

Xevo G2-XS QTofは、既存の高分解能システムにおける検出下限

と定量下限を大きく上回るトップクラスの定量性能を提供します。

Tof-MRM は、StepWave による効率的なフロントエンドトランス

ミッション、XS コリジョンセルによる感度と選択性の強化、

および QuanTof テクノロジーによる拡張されたダイナミックレン

ジを最大限に活用します。ターゲットエンハンスメント *機能と

併用することで、ターゲット定量分析における最強のツールと

なります。
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S:N (RMS) 80:1

10x

Tof-MRMモード
S:N (RMS) 1148:1

ブスピロンの UPLC/Tof-MRM 分析から得られたピーク面積を示すグラフ。オンカラムで 0.5 fg～ 2.5 pgの負荷量範囲における直線性を示しています。 

Tof-MRM モード（上のトレース）および MSモード（下のトレース）を用いて測定されたブスピロンのオンカラムで 50 fgの注入した際の UPLC/MS クロマトグラム。
Tof-MRM モードは、10倍を超える S/N 比の向上を示しています。

*ターゲットエンハンスメントは、Tof分析部のプッシャー制御において、特定の m/zレンジにフォーカスするように同期させる機能です。この同期によって、特定範囲のイオン透過率
が選択的に向上し、シグナルは最大で 15倍増加します。

高い品質、高い網羅性の定量・定性結果

数 fg の負荷量までの直線性

ブスピロン：オンカラム50 fg



UPLC/MSE 

サンプルを詳細に理解するには、最先端の分離技術の最高性能を

活用するための高速な時間分解能で、最大成分数の完全な定量・

定性データの取得が必要とされます。

Xevo G2-XS QTof を用いると、クロマトグラフィーにおける分離

に関わらず、1回ですべての検出可能成分の精密質量プリカー

サーおよびフラグメントイオンデータを取得する測定を、迅速か

つ容易に設定できます。これは究極の定性情報であり、同じ測定

結果データから正確な定量情報も提供します。また、このアプロー

チ法はノンターゲット分析法でもあるので、後日、科学的な疑問

が生じた際にデータを再度、確認することができます。

MSE は、シンプルでありながら強力なデータ取得方式であり、1回

の分析で高品質かつ網羅的な精密質量プリカーサーおよびフラ

グメントイオン情報を取得します。詳細は質量分析計の性能を

飛躍させるデーターインディペンデント方式である MSEの原理

と概要（720004036JA）をご覧ください。
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10スペクトル /秒で取得されたベラパミルの UPLC/MS Eスペクトル。優れた質量精度および MassFragmentソフトウェアにより、構造を自動的にフラグメント
イオンに割り当て、化合物を高い信頼性で同定できます。



[ XEVO G2-XS QTOF ]
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装置は、ユーザーが設定した必要な価数、同位体分布、精密質量の選択 /除外リスト、イオン強度におけるスレッシュホールドに対応する最大
30のプリカーサーイオンを迅速に選択します。その後、1秒当たり最大 30の高品質精密質量 MS/MSスペクトルを取得します。

UPLC/FastDDA 

サンプル中のすべての対象成分のターゲット MS/MS スペクトル

を得るには、サンプル組成の詳細な事前知識と長期にわたるメ

ソッド開発が必要です。たとえ完全に最適化しても、予期しない

または未知の成分に関するフラグメンテーションデータは提供さ

れません。

Xevo G2-XS QTofは、既知成分の確認または未知成分の特性解析

に対して、迅速で自動化されたインテリジェントな精密質量 MS/

MS 機能を提供します。成分がクロマトグラフシステムから溶出

すると、イオンはインテリジェントに選択され、リアルタイムに

MS/MS 取得が行われます。

UPLC/FastDDA は、内蔵されたアルゴリズムを用いて迅速に MS

サーベイスペクトルをチェックし、同時に溶出しているm/z に

対してユーザーに定義された基準に基づいて MS/MS 分析のプリ

カーサーイオンを選択します。各スペクトルのコリジョンエネ

ルギーは、プリカーサーの価数とm/z によって最適化されます。

最大限の効率を得るため、高品質な MS/MS スペクトルが取得さ

れると、システムは次の適格なプリカーサーイオンに対する MS

スペクトルをサーチするよう、インテリジェントに切り替わります。



変化するニーズに
柔軟に対応  

効率性および生産性を一層重視する今日のラボでは、堅牢性

と信頼性だけでなく、多種多様な業務を遂行する柔軟性も備え、

明日の革新という将来の保証を伴う分析システムを求めています。

ウォーターズのユニバーサルイオン源アーキテクチャは、多くの異なるア

プリケーションおよび化合物に対応する単一の分析プラットホームとして使用

できます。また、分析目的や優先度の変化に応じて新しい機能を追加することも

可能です。すべてのイオン源オプションは、数分で交換することができ、数分以内に

安定的に使用できるよう設計されており、多用性を最大化し、ダウンタイムを大幅に

削減します。

ACQUITY UPC2

ACQUITY UPLC H-Class

ACQUITY UPLC I-Class

ACQUITY UPLC M-Class

HDX テクノロジー搭載
ACQUITY UPLC M-Class システム



[ XEVO G2-XS QTOF ]

ユニバーサルイオン源アーキテクチャ

装置ではなくイオン源を交換

Xevoシリーズの質量分析計は、すべて数分間で交換可能な複数のイオン源オプション

が用意されており、ラボで必要な各機能に対して最適なイオン化法およびインター

フェースを提供します。

Xevo G2-XS QTofは、ESI、ESCi®、APCI、APPI、APGC、ASAP および ionKey/MS™への

対応だけでなく、DESI （ Prosolia）、DART （ IonSense）、LDTD （Phytronix）および

LAESI （Protea）イオン源にも対応しています。

ASAP －大気圧固体直接導入分析プローブ

A P P I －大気圧光イオン化
APCI －大気圧化学イオン化

APGC －大気圧ガスクロマトグラフィー

ionKey /MS™

nanoFlow™ ES I

ES I －エレクトロスプレー イオン化
APCI －大気圧化学イオン化
ESCi ®－デュアル E S I および APCi



準備
IntelliStart により、専門家も初

心者も同様にシステムを活用で

き、システムが常に最高の状態

で動作していることを容易に確

認できます。

分析
強力な基盤技術と、シームレス

に統合された業界トップの分離

ソリューションにより、全く新し

い水準の定量・定性機能を提供

します。

データ解析
最も複雑なデータを自動的に処

理、視覚化、比較、解析します。

次いで、多様なアプリケーショ

ンの MS および MS/MS ワークフ

ローをサポートするインフォマ

ティクスソリューションで、迅速

かつ容易に有意義な情報へと

変換します。

意思決定
ウォーターズのラボラトリーイン

フォマティクスで、レポートを作

成し、結果を共有し、情報を保存

します。これまでになく素早く的

確に高い信頼性によって意思決定

できます。 

自動MS分解能調整
および

キャリブレーションチェック

多種多様な実験を
簡単にセットアップ

自動システム
モニタリング

自動LC/MS
システムチェック

INTELLISTART で始まる簡便な操作性  
Xevo G2-XS QTofは、直感的なインターフェースである IntelliStartテクノロジーを搭載して

おり、これによって日常のタスクを自動化し、最高品質で再現性のあるデータを保証します。

高い信頼性のワークフロー、有意義な情報、より有効な結果  



[ XEVO G2-XS QTOF ]

Xevo G2-XS QTofは、MassLynx®または UNIFI ®のいずれかと使用するよう設計されており、アプリケーションに関わらず、ニーズを

満たす包括的なインフォマティクスツールおよびプラットホームソリューションによって強化されています。

答えを導き出すインフォマティクス
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